Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

EHSQ CONSULTING, s.r.o.
objekt ¢islo 2364, Kalibra¢ni laboratot
Blatec 48, 783 75 Blatec

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci ¢€.: 603/2023 ze dne: 14. 11. 2023

CMC pro obor méfené veli¢iny: Délka
VI,’OF'l Kalibrovana veli¢ina / PFedmét kalibrace Jmenovity rozsan P%tameﬂ’.(y) rlj;g?f}:;l:iun(l?;;i::?a Princip kalibrace ligfirt])i"l:éljfl}:li Pr.avlcs)-
cislo min  jedn. max  jedn. mér. veliciny méFeni2 postupu® visté
1 Nastavovaci a kontrolni krouzky 3mm az 6 mm (9-L + 3,0) um M¢feni na délkoméru KPDO1KN
6mm az 300 mm (10-L + 0,8) um
2 Koncové mérky Meéfteni na komparatoru koncovych KPD02MK
05mm az 100 mm (5-L +0,2) um mérek
3 Vélcové a ploché kalibry, méfici Méfeni na délkoméru KPDO3KV
valecky a nastavovaci mérky Omm az 600 mm (9-L +0,7) um
4 Tfmenové kalibry Meéfeni na délkoméru nebo KPDO4KT
3mm az 6 mm (10-L + 3,0) um profilprojektoru
6mm az 300 mm (15-L + 0,8) um
5 Listkové sparomérky 0 mm 10 mm 0,7 pm Meéfeni na délkoméru KPDO5SL
6 Zavitové kalibry Meéfeni na délkoméru KPD06KZ
trn Omm az 300 mm (10-L + 2,6) um
krouzek 3mm az 300 mm (10-L + 3,1) um
7 Dratky pro méteni zavitt 0,7 mm az 6,35mm 0,5 um Meéfeni na délkoméru KPD0O7DZ
8 Posuvna métitka Omm az 2000 mm (20-L + 20) pm Meéteni koncovymi mérkami KPD11MP
9 Mikrometricka métidla Omm az 1000 mm (14-L+ 1,3) um Meéteni koncovymi mérkami KPD12MT
10 Ciselnikové tichylkoméry KPD13UC
ptimé, packové Omm az 100 mm (16-L + 0,8) um Me¢feni na délkoméru
S rameny Me¢éfeni nastavovacimi krouzky a
Omm az 200 mm (17-L + 3,0) um koncovymi mérkami
11 | Posuvné mechanické hloubkomeéry Omm az 600 mm (15-L + 12) pm Meéfeni koncovymi mérkami KPD14HP
12* | Mechanické vyskoméry Omm az 1000 mm (15-L + 1,4) pm Meéteni koncovymi mérkami KPD15VP
13 Mikrometrické odpichy 0Omm az 1000 mm (15-L+1,4) um Me¢feni na délkoméru KPD160OM
14 Dutinoméry KPD17DT
dvoudotekové Omm az 600 mm (15-L + 1,4) pm Meéfeni na délkoméru
tiidotekové 3mm az 200 mm (17-L + 2,0) pm Mgéfeni nastavovacimi krouzky
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci ¢€.: 603/2023 ze dne: 14. 11. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

EHSQ CONSULTING, s.r.o.
objekt ¢islo 2364, Kalibra¢ni laboratot
Blatec 48, 783 75 Blatec

,I,’Oil Kalibrovana veli¢ina / Pfedmét kalibrace Jmenovity rozean P%tame.tf.(y) rlj;g?f}:;léun(l?;z::?a Princip kalibrace ligfirt])i‘liflléljfl}:li Pr.;ic?_
cislo min jedn. max  jedn. mér. veli¢iny méFeni2 postupu visté
15 Pasametry Omm az 300 mm (8-L +0,8) um Méfeni koncovymi mérkami KPD18PM
16 | Ocelova méfitka pevna, tenka a Porovnavani s pevnym ocelovym KPD0O9OM
ohebna, svinovaci Omm az 5000 mm 0,15 mm | méfitkem
17 Pfimérna pravitka 100 mm az 1000 mm 7 Hm Koncovymi mérkami na pfimérné desce KPD19PP
500 mm az 2000 mm (1,2-L +5,2) um Meéfeni elektronickou libelou
18* | Piimérné desky Omm az 3000 mm (1,2:M + 5,2) um Meéfeni elektronickou libelou KPD20PD
19 | Meridla tloustky KPD21SV
povrchové vrstvy 0mm az 2 mm 9,0 um Mg¢feni foliemi
tloustky stény Omm az 200 mm (14-L + 12) pm Etalonovymi mérkami
20 Zavitové mérky, radiusové mérky, Me¢feni na profil projektoru KPU34MP
kalibry, méfici pfipravky a Sablony Omm az 200 mm (20-L + 4,0) pum
21 Kontrolni uhelniky ploché, ptilozné a Meéfeni odchylky od kolmosti KPU31UL
nozové vySkomérem a ¢iselnikovym
Omm az 630mm (15-M + 6,0) um uchylkomérem
22* | Délkoméry, profilprojektory, KPD10LI
mikroskopy, zatizeni s linedrnim
odmétovacim systémem Omm az 3000 mm (2:.L+0,2) um Meéfeni laserovym interferometrem
Omm az 300 mm (12-L + 2,0) pm Meéfeni etalonovym méfitkem
23 Drsnoméry 0,lum az 6,4 um (8% + 0,20) um | Méfeni etalonem drsnosti KPD22DR
24 | Etalony drsnosti 0,lpum az 64um (8% + 0,20) um | Mé&feni na drsnoméru KPD22DR

V piipadg, ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u pofadového &isla oznaceny hvézdickou.

Rozsifena nejistota méfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M souéasti CMC a je nejniz§i hodnotou piislusné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené
bez jednotky jsou relativni viiéi méfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlepsich podminek laboratofi dosazitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace mize byt vyssi
v zavislosti na podminkach takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsahti plati vzdy niZsi hodnota nejistoty.

U datovanych dokumenti identifikujicich kalibraéni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumentt identifikujicich kalibraéni postupy se pouziva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu
(v€etné vSech zmén).

Vysvétlivky:

L Kalibrovana délka

M Kalibrovana plocha
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

CMC pro obor mérené veli¢iny:

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci ¢€.: 603/2023 ze dne: 14. 11. 2023

EHSQ CONSULTING, s.r.o.
objekt ¢islo 2364, Kalibra¢ni laboratot
Blatec 48, 783 75 Blatec

Rovinny uhel

o Jmenovity rozsah Nejniz$i udavana ldentifikace )
,I,’()r' Kalibrovana veli¢ina / Pfedmét kalibrace P%Eamew(y) rozSifena nejistota Princip kalibrace kalibra¢niho Pr.%cg
&islo? méf. veli¢in ] isté

min  jedn. max  jedn. -V y méreni? postupu?® v
1 Mefidla rovinného uhlu Uhlovymi mérkami a sinusovym KPU32MU
0° az 360° 2 pravitkem
2 Libely a vodovahy
- strojni 0 mm/m az 2 mm/m (3,5:a+5,2) um/m | Elektronickou libelou KPU33LV
- stavebni 0mm/m az 2 mm/m 0,2 mm/m | Ciselnikovym tchylkomérem

3 Zavitové mérky, radiusové mérky, Meéfeni na profilprojektoru KPU34MP

kalibry, méfici pfipravky a Sablony 0° az 360° 4
4* Snimace thlu otoceni, utahovacky a Porovnani s rotaénim snimacem KPU32MU

utahovaci zafizeni 0° az 360° 0,2° thlu

V piipadg, ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u poradového &isla oznaceny hvézdickou.

Rozsifena nejistota méfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M souéasti CMC a je nejniz$i hodnotou pfislusné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené
bez jednotky jsou relativni vii¢i méfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlepsich podminek laboratofi dosazitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace mtize byt vyssi
v zavislosti na podminkéach takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsahti plati vzdy nizsi hodnota nejistoty.

U datovanych dokumenti identifikujicich kalibraéni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumentt identifikujicich kalibraéni postupy se pouziva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu

(v€etn€ vSech zmén).
Ghel v mm/m
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:
EHSQ CONSULTING, s.r.o.

objekt ¢islo 2364, Kalibra¢ni laboratot

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci ¢€.: 603/2023 ze dne: 14. 11. 2023

Blatec 48, 783 75 Blatec

CMC pro obor méfené veli¢iny: Mechanicky pohyb
" ity y Nejniz$i udavana Identifikace
éllr’;l(;'l Kalibrovana veli¢ina / PFedmét kalibrace - - Jmenovity rozsah - Paragﬁgﬁ; mer. : roz§ifena Princip kalibrace kalibraéniho P:izig-
min jedn. max jedn. nejistota méieni? postupu?®
1* | Zrychleni ptimocarych mechanickych Meéfeni nebo porovnani |KPV01VZ
vibraci harmonického priibéhu / kalibratory na etalonovém
vibraci, vibrometry, vibra¢ni systémy*® 0,1 m-s? az 500 m-s? 3 Hz az 10 kHz 1% kalibraénim zaftizeni
1mvVv az 7V 3 Hz az 10 kHz 1% Simulaci el. signdlem
2* | Frekvence mechanického pfimocarého Meéfeni nebo porovnani  |KPV01VZ
pohybu na etalonovém
3 Hz az 10 kHz 0,1 az 500 m-s 1% kalibra¢nim zafizeni
3* | Citlivost snima¢t vibraci vibracemi — Mgéfeni na etalonovém |KPV01VZ
sinusovym signalem*® 3 Hzaz 10 kHz 1% kalibraénim zafizeni
—zrychleni, 0,1 m-s2az 500 m's? | 0,01 pC/m-s? az 1000 pC/m-s?
0,01 mV/m-s? az 10000 mV / m-s?
—rychlosti a2z 0,4 m's? | 0,01 pC/m-s? az 1000 pC/m-s?
0,01 mV/m-s! az 10000 mV /m-s?
—vychylky az 5mm | 0,01 pC/mm  az 1000 pC/mm
0,0l mV/mm az 10000 mV / mm
4 | Citlivost snimagti vibraci® Méfeni na etalonovém |KPV01VZ
1Hzaz5kHz 1,5% kalibra¢nim zafizeni
— Uhlové zrychleni az 5300 °-s2 | 0,01 mV/°-s? az 10000 mV /°-s?
— Ghlova rychlost az 2,5-10%°-s* | 0,01 mV/°-st az 10000 mV/°-s?
— Uhlova vychylkaaz30° | 0,01 mV/° az 10000 mV /°
5 | Citlivost snimaci vibraci® mechanickym Méfeni na etalonovém |KPV01VZ
razem — ptlsinusovym signalem 0,01 pC/m-s? az 1000 pC/m-s? 50 m-s?az 1-10° m-s? 1,5% kalibra¢nim zafizeni
0,01 mV /m-s? az 10000 mV / m-s2
6* | Mé&fice otacek 6 min! az 8000 min* (0,2 + 1d) Kontaktni metoda KPV01VZ
6s? az  10°s? (0,001% +1d) Bezkontaktni metoda

V piipadg, ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u poradového ¢isla oznaceny hvézdickou.

Rozsifena nejistota méfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M souéasti CMC a je nejniz§i hodnotou pfislusné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené
bez jednotky jsou relativni vii¢i méfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlepsich podminek laboratofi dosazitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace mutize byt vyssi
v zavislosti na podminkéch takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsahi plati vzdy niZsi hodnota nejistoty.
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci ¢€.: 603/2023 ze dne: 14. 11. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

EHSQ CONSULTING, s.r.o.
objekt ¢islo 2364, Kalibra¢ni laboratot
Blatec 48, 783 75 Blatec

U datovanych dokumentt identifikujicich kalibra¢ni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumentt identifikujicich kalibra¢ni postupy se pouziva nejnovejsi vydani uvedeného postupu
(v&etné vech zmén).

Zrychleni je mozno uvadét i v jednotkéach g, citlivost snima¢t v pC/g resp. mV/g, pro 1 g = 9,806 ms
Hodnoty pro (Uhlové) zrychleni, rychlost a vychylku jsou rovnocenné a Ize je navzajem libovolné piepocitat.

Vysvétlivky:

d Dilek stupnice kalibrovaného méfidla
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

EHSQ CONSULTING, s.r.o.
objekt ¢islo 2364, Kalibra¢ni laboratot

CMC pro obor mérené veli¢iny:

Sila — moment sily

Blatec 48, 783 75 Blatec

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci ¢€.: 603/2023 ze dne: 14. 11. 2023

. . L ey . . Jmenovity rozsah Nejnizsi udavana e i
vlj olr.l Kahbrovan;a‘l’i‘glr::: / Predmét Ele};am?.tvr.(z) rozsifena nejistota Princip kalibrace kal'b:gglr:FlI: |kacet 3 Prf:?
tislo min  jedn. max  jedn, | M&F- veli¢iny mEFeni2 ibraéniho postupu® | vi§té

1 |Momentové kli¢e a Sroubovaky Porovnani s etalonovym snima¢em momentu |KPM41KM
0,02Nm az 1000 Nm 0,7 % sily (CSN EN ISO 6789-2)
2 |Snimace a kalibracni zafizeni KPM42SM
momentu sily 0,00 Nm az 100 Nm 0,2% Mgéfeni rameny sily a zdvazim (CSN EN 1SO 6789-2)
20Nm az 1000 Nm 0,2% Porovnani s referenénimi momentovymi kli¢i
3* |Utahovacky a utahovaci zatizeni Porovnani s etalonovym snima¢em momentu |KPM43UM
0,02Nm az 500 Nm 1,2% sily
4 |Siloméry, silomérna zafizeni tah, Etalonovym zavazim KPSO1SL
ON az 200 N tlak 0,1% +1 mN (CSN EN ISO 376)
5 |ZkuSebni stroje, lisy, siloméry Porovnéni s etalonem sily KPSO1SL
tah, (CSN EN ISO 376,
ON az 10 kN tlak 0,2%+0,0LN CSN EN ISO 7500-1)

V piipadg, ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u pofadového &isla oznaceny hvézdickou.

bez jednotky jsou relativni vii¢i méfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlepsich podminek laboratofi dosazitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace mtize byt vyssi
v zavislosti na podminkéach takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsahti plati vzdy nizsi hodnota nejistoty.
U datovanych dokumentt identifikujicich kalibra¢ni postupy se pouZzivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokument identifikujicich kalibra¢ni postupy se pouziva nejnovejsi vydani uvedeného postupu

(v€etn€ vSech zmén).
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